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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
FIBRES OPTIQUES -

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai —
Diameétre du champ de mode

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg/de isatjon composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Iz . pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norma i naines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, puble d 3 erndtionales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel it¢ natjionalNpteressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl g o€ |'Organisation

Internationale de Normalisation (ISO) selon des conditions fixées pé organisations.

du possible un accord international sur les sujets étudiés, € ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, i réés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatie ale es S tie X de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure po s internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre Ia ngrme deNa CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes\clai ere

5) La CEIl n’a fixé aucune proeédure ge colmme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matérie| est déc ‘une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur te fajt™\q 3 Ats de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits 2 \inte droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de é propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente{norime es autres normes de la série CEl 60793-1-4X, annulent et
remplace de la CEIl 60793-1-4, dont elles constituent une révision
techniq

Le texte de cette est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86A/674/FDIS 86A/698/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.
L’annexe E est donnée uniquement a titre d’information.

La CEIl 60793-1-1 et la CEI 60793-1-2 couvrent les spécifications génériques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRES -

Part 1-45: Measurement methods and test procedures —
Mode field diameter

FOREWORD

international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International

participate in this preparatory work. International, governmental and no -gove Q
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

rnat 0 aI Organization
hy Nagreemeht between the two

of standards, technical specifications, tes
Committees in that sense.

mittees undertake to apply IEC International
eir national and regional standards. Any
ional or regional standard shall be clearly

e elements of this International Standard may be the subject
e for identifying any or all such patent rights.

e other standards in the IEC 60793-1-4X series, replaces

The text of this standaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86A/674/FDIS 86A/698/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.
Annex E is for information only.

IEC 60793-1-1 and IEC 60793-1-2 cover generic specifications.
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La CEI 60793-1-4X comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Fibres
optiques:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne
date, la publication sera

Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Affaiblissement

Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Largeur de bande

Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Dispersion chromatique
Partie 1-43 Méthodes de mesure et procédures d'essai — Ouverture numérique

Partie 1-44: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Longueur d'onde de coupure
Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Diamétre du champ de mode

Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Contréle des variations du
facteur de transmission optique

Partie 1-47: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Pertes d Qcourbures

reconduite;
supprimée;
remplacée par une édition réviséelou
amendée.

sidération dans cet exemplaire.
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IEC 60793-1-4X consists of the following parts, under the general title: Optical fibres:

2003. At this date, the publication will be

Part 1-40: Measurement methods and test procedures — Attenuation

Part 1-41: Measurement methods and test procedures — Bandwidth

Part 1-42: Measurement methods and test procedures — Chromatic dispersion
Part 1-43: Measurement methods and test procedures — Numerical aperture
Part 1-44: Measurement methods and test procedures — Cut-off wavelength
Part 1-45: Measurement methods and test procedures — Mode field diameter

Part 1-46: Measurement methods and test procedures — Monitoring of changes in optical
transmittance

Part 1-47: Measurement methods and test procedures — Macrobending(loss

hanged until

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.

ncluded in this copy.
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INTRODUCTION

Les publications de la série CEl 60793-1 concernent les informations essentielles sur les
méthodes de mesures et les procédures d'essai s'appliquant aux fibres optiques.

Cette méme série traite des différents domaines regroupés de la fagon suivante:

parties 1-10 a 1-19: Généralités
parties 1-20 a 1-29: Méthodes de mesure et procédures d'essai des dimensions

parties 1-30 a 1-39: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques
mécaniques

parties 1-40 a 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai des waractéristiques

optiques et de transmission

parties 1-50 a 1-59: Méthodes de mesure et procédures d' ristiques

d'environnement.

©
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INTRODUCTION

Publications in the IEC 60793-1 series concern measurement methods and test procedures as
they apply to optical fibres.

Within the same series several different areas are grouped, as follows:

parts 1-10 to 1-19: General
parts 1-20 to 1-29: Measurement methods and test procedures for dimensions

parts 1-30 to 1-39: Measurement methods and test procedures for mechanical charac-
teristics

parts 1-40 to 1-49: Measurement methods and test procedures for tra
characteristics

parts 1-50 to 1-59: Measurement methods and test procedures
teristics.

sion and optical

©


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/90eaf419-e1fc-4c80-a801-ffbefa32836b/iec-60793-1-45-2001

-12 - 60793-1-45 © CEI:2001

FIBRES OPTIQUES -

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai —
Diameétre du champ de mode

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60793 établit des prescriptions uniformes_pour mesurer le

Les définitions du DCM sont strictement liées aux/config i gesure. L'équivalence
mathématique de ces définitions résulte des relati j g’ entre les résultats de

mesure obtenus par différents outils ré | és als

Transformée
de Hankel

Exploration
du champ
proche

IEC 706/01

Quatre méthodes de mesure du DCM sont décrites ci-apres:

- méthode A: exploration directe en champ lointain;

- méthode B: ouverture variable en champ lointain;

- méthode C: exploration en champ proche;

- méthode D: rétrodiffusion bidirectionnelle utilisant un réflectométre optique fonctionnant
dans le domaine temporel (RODT).

Ces quatre méthodes s'appliquent a toutes les catégories de fibres unimodales de type B de la
CEI 60793-2 et opérant au voisinage de 1 310 nm ou de 1 550 nm. La méthode D n'est pas
recommandée pour la mesure des fibres de type ou de modéle inconnus.

L'information commune aux quatre méthodes est contenue dans les articles 1 a 8, et I'infor-
mation concernant individuellement chaque méthode se trouve respectivement aux annexes A,
B, C et D.
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